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光研科技

WAVELAB SCIENTIFIC 

样品仓

用于安装样品
用于安装电动和非电动的样品台， 内置控制器确保实时监测电动样品台状态

台的燕尾槽

平面样品台
用于测试尺寸大于12xl0 mm平面样品的透过率和反射率（可定制测试小尺寸样品的夹具
和光路）

位置独立性 样品台和探测器的 位置可由电脑分别控制

位置同步性 可通过电脑同时控制样品台和探测器的运动和位置

最小：12xl0 mm一入射角度：。一10 。

最小：12x25 mm一入射角度：10-75 。

样品尺寸 最大：
’普通样品台在关闭样品仓的情况下最大可测量样品尺寸为152,4 mm (6 ” ） 
’Z轴可调样品台在关闭样品仓的情况下最大可测量样品尺寸为140,0 mm (5 1/2 ” ） 

PBS立方棱镜 样品台尺寸：50x50x50 mm， 默认配两个夹具， 尺寸分别为1 ”
灶

”
灶

” 和
样品台及夹具 1/2" xl/2" xl/2" 

PBS立方棱镜
样品台尺寸：50x50x50 mm， 默认配两个夹具， 尺寸分别为1”xl”xl” 和1/2”xl/2”xl/2”

样品台及夹具

1.多槽位样品转台底座， 电动， 自动 探测
1. 18槽位样品转台， 容纳样品尺寸：l"

可选电动和非
1. 28槽位样品转台， 容纳样品尺寸：30mm

电动样品台
2.XY轴可调样品台， ＋／ 12,5 mm行程， 样品尺寸40x44 mm
3.Z轴可调样品台
4. 70 85 。 于动样品台 （Photon RT 1)
5. 70 85 。 于动样品台（Photon RT 2)

软件界面， 仪器尺寸和重量

软件界面 USB 2.0通讯，运行于Windows系统，英文界面

文件存储格式 res (tx.t), xls, pdf, csv 

功耗，Wa“ 110 

供电 110-220 V (+/- 10%), 50-60 Hz

宽x深x高， 425 x 625 x 285 (16 3/4” x 24 2/3” x 10 1/5”） 

净重，kg (lbs) 50 (110) 

产晶经过CE认证．
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LinzalSO用于测试镜头或镜头组的轴上透过率与镜头表面任意点的皮射率。
食可对单镜片（凹／凸）进行快速轴上透过率测试

食可对镜头组进行快速的轴上透过率测试

食可对凸／凹面镜的任意区域进行反射率测试

引川川川U忖川川丛〈川川vh川川μA门川川川UV
回a，咀嚼c。附M F洲剧。－＜：。”国H bi－＜：剧WIX bi－＜：。”cave meniscus 

表l表面不同位置反射率测试曲线 表2透过率测试曲线
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捕i术

透过率： 10-150mm
反射率： 10-90mm
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参数
样品室

镜头直径， mm

反射率测试样品曲率半径， mm

透过率测试样品焦距， mm
镜头组直径， （透过率测试） , mm* φ150×240 ( L)

样品步进间距， 该系数决定镜头表面测试点 0.01 
（离轴反射率测试） , mm 
镜头最大倾斜角（离轴反射率测试） , deg 55 

Linza ISO球面测试分光光度计
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